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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee SC 32B: Low voltage fuses, of IEC
technical committee TC 32: Fuses.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
32B/651/FDIS 32B/663/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in_the report
¢n voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base\publication wil|
femain unchanged until the stability date indicated on the IEEC) website undef
Inttp://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication.” At this date, the
publication will be

¢ reconfirmed,

¢ withdrawn,

¢ replaced by a revised edition, or

¢ amended.

.1 Scope and object

nsert, after existing Note 3, the follawing new Note 4:

NOTE 4 These fuse-links are intended for use on systems employing the standardized voltages and tolerances of
IEC 60038. Tests carried out on fuse-links in accordance with previous editions of this standard shall remain vali
ntil such time as complimentary.equipment has evolved to the standardized voltages and tolerances of IEC 60038}

Replace

) availability and_presentation of technical data (see Annex B).
ith the following new text:
) availability and presentation of technical data (see Annex BB).

.2, Normative references

Replace the first two references with the following new references:
IEC 60269-1, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements

IEC 60269-2, Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by
authorized persons (fuses mainly for industrial application) — Examples of standardized
systems of fuses A to K

Add, after IEC 60269-3:

IEC TR 60269-5, Low-voltage fuses — Part 5: Guidance for the application of low-voltage
fuses
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IEC 60269-6, Low-voltage fuses — Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the
protection of solar photovoltaic energy systems

Add, after IEC 60417:

IEC 60664-1:2000, /Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

2.2.105

q

|

F

oltage source inverter fuse-link
Sl fuse-link

eplace the second sentence of NOTE 2 with the following new text:

his short circuit condition leads to a very high rate of rise of current equivalent to a very lew\value of timg

onstant, typically 3 ms or less.
.6.3 Time constant (1)

dd, after Note 2, the following new NOTE 3:

OTE 3 Instead of time constant di/dt can be used in case of short circuit candition

i/dt = E/L.
= voltage value of the DC power source,

= total inductance of the capacitor discharge circuit.
5.1.2 Fuse-links

Replace the order of the letters:

by the following:

)

Table 101 —Conventional times and currents for “gR” and “gS” fuse-links

n the third column, replace "1,13 /" by "1,1 1"

Replace, in the NOTE a:

b

n Annex C, some examples .....

by the following new text:

n Annex CC, some examples .......

5.7.2 Rated breaking capacity

Add, before the NOTE:

For VSI the rated breaking capacity is based on type tests performed in a circuit containing

very low inductance and resistance with d.c. or capacitor discharged applied voltage.
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7.4 Operation

Delete, in the 1st sentence of Subclause 7.4, "(see 8.4.3.4)".
Replace, at the beginning of the first indent, "its fuse-element"
by

llitll

8.3.3 Measurement of power dissipation of the fuse-link

Replace the first sentence of 8.3.3 with the following new text:

:l:: addition to 8.3.3 of IEC 60269-1, the following applies: the power dissipation-test shall be
ade successively at least at 50 % and at 100 % of rated current. This test.fmay be performeg
vith either ac or dc.

\dd, after Subclause 8.3.3, the following new subclause and table:

$.3.4 Test method

The cross-sectional area of copper conductors for high current ratings tests corresponding tq
bubclauses 8.3 and 8.4 is defined in Table 107.

Table 107 — Cross-sectional area of copper conductors for high current ratings tests

Rated current (In) w Cross-sectional area
A (mm x mm)
1600 - 2x100x5
2 000 3x100x5
2 560 7 4 x100 x5
;150 3 x100x 10
>4 000 IN x mm?2/ A®

a. Fer currents > 4 000 A the cross sectional area is defined with a current density =
‘ 1"A/mm?2.

.3:5._Acceptability of test results

Delete the second paragraph or subclause o6.3.9.

8.4.3.2 Verification of rated current (see AA.3.3)

Delete the third paragraph of Subclause 8.4.3.2.

8.4.3.4 Overload

Delete the third paragraph of Subclause 8.4.3.4.
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8.4.3.6 Operation of indicating devices and strikers, if any

Replace the first indent of the second paragraph of Subclause 8.4.3.6 with the following new
text:

— atacurrent of /,, (see Table 104 and Table 105);
8.5.5.2

Replace the first indent of Subclause 8.5.5.2 with the following new text:

For a.c. 110 ™, % of the rated voltage

Table 104 — Values for breaking-capacity tests on a.c. fuses

Replace, in the second column of Table 104:
105 +g %for rated voltage of 690 Va@"

by

1110 f % of the rated voltage@"

Replace, in the first Note to Table 104:

/, is the current which is used in the designation of the rated breaking capacity.”

by

[, is the current which is used in the designatiomof the rated breaking capacity (see 5.7.2)."
Table 105 — Values for breaking-capacity tests on d.c. fuses

Replace, in the first Note tosTable 105:

/, is the current which is used.in the designation of the rated breaking capacity (see 5.7)."
by

/, is the current'which is used in the designation of the rated breaking capacity (see 5.7.2)."

Table 106\= Values for breaking-capacity tests on VSI fuse-links

Replace, in the second column of Table 106:

"110 *3 % of the rated voltage®"

by:

"110 2 % of the rated voltage®”

Replace, in the second column of Table 106:

"Between 1 ms and 3 ms®"
by

"Less than 3 ms®"


https://iecnorm.com/api/?name=cc77eb02e043709ba808098664bf11e8

-6- IEC 60269-4:2009/AMD2:2016
© IEC 2016

Replace the text of note ¢ of Table 106 with the following new text:

¢ Prospective current with high di/dt instead of low time constant may be utilized with the manufacturer's consent.

CC.6 System of fuse-links with flush end connections, type B — North American

CC.6.1 Scope

Replace the last sentence of the first paragraph of Subclause CC.6.1 by the following new
lext:

Their a.c. rated voltages (see CC.6.3) and currents are as follows:
Figure CC.11 - Fuse-links with cylindrical contact caps, type B

Delete Note 3) from the rows where it refers to:

Size a

20 x 127 127 + 1

36 x 127 127 £ 1
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 32B: Coupe-circuits a fusibles a
basse tension, du comité d'études 32 de I'lEC: Coupe-circuits a fusibles.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
32B/651/FDIS 32B/663/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote/ayant
@bouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication-de base ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site weby“de I'IEC sous
'Inttp://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date
lla publication sera

¢ reconduite,

¢ supprimée,

¢ remplacée par une édition révisée, ou

¢ amendée.

1.1 Domaine d’application et objet

nsérer, apres la Note 3 existante, la-houvelle Note 4 comme suit:

OTE 4 Ces éléments de remplacement sont destinés a étre utilisés dans des installations fonctionnant au
nsions et tolérances normales de(l'lEC 60038. Les essais effectués sur les éléments de remplacement conformes$
gqux précédentes éditions de la pfésente norme doivent rester valides jusqu'a ce que les équipements évoluent au
aleurs des tensions et tolérafices normales de I'lEC 60038.

Remplacer

) de la disponibjlité et de la présentation des données techniques (voir Annexe B).
ar le nouyeau texte suivant:
) dedadisponibilité et de la présentation des données techniques (voir Annexe BB).

2{/Références normatives

Remplacer les deux premiéres références par les références suivantes:
IEC 60269-1, Fusibles basse tension — Partie 1: Exigences générales

IEC 60269-2, Fusibles basse tension — Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les fusibles
destinés a étre utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement
industriels) — Exemples de systemes de fusibles normalisés A a K


https://iecnorm.com/api/?name=cc77eb02e043709ba808098664bf11e8

IEC 60269-4:2009/AMD2:2016 -9-
© IEC 2016

Ajouter, apres IEC 60269-3:

IEC/TR 60269-5, Fusibles basse tension — Partie 5: Lignes directrices pour I'application des
fusibles basse tension

IEC 60269-6, Fusibles basse tension — Partie 6: Exigences supplémentaires concernant les
éléments de remplacement utilisés pour la protection des systemes d'énergie solaire
photovoltaique

jouter, apres IEC 60417:

IEC 60664-1: 2000, Coordination de I'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) &
asse tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

.2.105
Iément de remplacement pour onduleur a source de tension
Iément de remplacement VSI

Remplacer la deuxieme phrase de la NOTE 2 par le nouveau texte ci-dessous:

Cette condition de court-circuit conduit a un taux d’accroissement du courant trés élevé équivalent a une trés faibl¢
aleur de constante de temps, typiguement 3 ms ou moins.

4

3.6.3 Constante de temps (1)

\jouter, aprés la Note 2, la nouvelle NOTE 3 suivantet

OTE 3 Il est possible d'utiliser le di/dt = E/L des coénditions de court-circuit a la place de la valeur de |&
onstante de temps.

= valeur de la tension de la source de puissance contihue,

= inductance totale du circuit de décharge des€ondensateurs.
.1.2 Eléments de remplacement

emplacer l'ordre des lettres

lTableau 101 — Courants et temps conventionnels pour les elements de remplacement
«gR» et «gS»

Dans la troisieme colonne, remplacer: "1,13 I," par"1,1 I".

Remplacer, dans la NOTE a:

A I'Annexe C, quelques exemples .....

par le nouveau texte suivant:

A I'Annexe CC, quelques exemples .....
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5.7.2 Pouvoir de coupure assigné

Ajouter, avant la NOTE:

Pour VSI le pouvoir de coupure assigné est basé sur les essais de type réalisés dans des
circuits comportant de trés faibles inductances et résistances sous tension continue ou de
décharge de condensateurs.

7.4 Fonctionnement

Supprimer, dans la 1re phrase du Paragraphe 7.4, "(voir 8.4.3.4)".
Remplacer au début du premier tiret: "son élément fusible ne fonctionne pas ..."
par:

il ne fonctionne pas ..."

8.3.3 Mesure de la puissance dissipée de I'élément de remplacement

Remplacer la premiére phrase de 8.3.3 par le nouveau texte suivant:

En plus du 8.3.3 de I'lEC 60269-1, ce qui suit s'applique: I'essai de vérification de IT
uissance dissipée doit étre effectué successivement aunmoins a 50 % et a 100 % du couran
ssigné. Cet essai peut étre effectué en courant alternatif ou en courant continu.

\jouter aprés 8.3.3, le nouveau paragraphe et tableau suivants:

.3.4 Méthode d'essai

a section des conducteurs en cuivre pour les essais de calibres élevés correspondant a 8.3
t 8.4 sont définis dans le Tableau 107.

Tableau 107 — Section des.conducteurs en cuivre pour les essais de calibres élevés
Courant ;ssigné (IN) Section des conducteurs
A (mm x mm)
1600 2 fois 100 x 5
2 000 3 fois 100 x 5
2 500 4 fois 100 x 5
3150 3 fois 100 x 10
> 000 INxmme 7 A

2 Pour les courants assignés > 4 000 A, la section des conducteurs est définie pour
avoir une densité de courant = 1 A/mm?2.

8.3.5 Résultats a obtenir

Supprimer le deuxieme alinéa de 8.3.5.

8.4.3.2 Veérification du courant assigné (voir AA.3.3)

Supprimer le troisieme alinéa de 8.4.3.2.
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